MISKOLCI EGYETEM ANYAG- ES VEGYESZMERNOKI KAR

TANTARGYI TEMATIKA
Anyagmérnok Bsc
nappali/levelezé tagozat

Tantargy neve: Tantargy neptun kédja: MAKFKT101-22B(L)
Anyagszerkezeti vizsgalat Targyfelelds intézet: Fémtani, Képlékenyalakitasi és
Nanotechnoldégiai Intézet

Tantargyelem: kotelezo

Targyfelelos: Prof. Dr. habil. Benke Marton, egyetemi tanar

Kozremiikodé oktato(k): név, beosztas Dr. Nagy Erzsébet, tudomanyos fomunkatars, Dr. Koncz-Horvath
Daniel, tudomanyos fémunkatars, Hlavacs Adrienn, tudomanyos munkatars, Salyi Zsolt, tudomanyos
munkatérs, Karacs Gabor, tudoményos segédmunkatars, Bubonyi Tamas, tudoményos segédmunkatars,
Kovacs Arpéd, mérnoktanar

Javasolt félév: 2 Elofeltétel: Anyagok szerkezete MAKFKT120B(L)
Oraszam/hét (nappali): 2ea+2gy Szamonkérés modja: alairas, kollokvium
Oraszam/félév (levelezé): 10ea+10gy

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali/levelez6

Tantargy feladata és célja:

A tantargy célja a szilard anyagok mikro- és makro-szerkezetének, valamint racsszerkezetének
vizsgalatahoz sziikséges alapvetd vizsgalati modszerek, valamint a legfontosabb vizsgalati eszkdzok
miikddési elvének és alkalmazasi teriileteinek bemutatésa.

Fejlesztendé kompetencidk:

tudas: BT2

Széles kortien ismeri a szilard anyagok atomi, mikro- és makroszerkezetét, a szerkezet vizsgalatdhoz
sziikséges alapvetd modszereket €s az alapvetd eszkozok miikddési elvét, illetve a szerkezetek
kialakulasat el6idéz6 folyamatokat.

képesség: BK8

Megérti és hasznalja szakteriiletének jellemz6 online és nyomtatott szakirodalmat magyar és idegen
nyelven.

attitiid: BA2

Torekszik arra, hogy feladatainak megoldasa, vezetési dontései az irdnyitott munkatarsak véleményének
megismerésével, lehetbleg egyiittmiikddésben térténjen meg.

autondmia és feleldsség:

Munkahelyi vezetdjének utmutatasa alapjan iranyitja a rabizott személyi allomany munkavégzését,
feliigyeli a gépek, berendezések ilizemeltetését.

Tantargy tematikus leirasa:

Elbadas: Gyakorlat:
1. Eligazitas, a szerkezetvizsgalat célja, feladata,| 1. Balesetvédelmi oktatatas
eszkozrendszere,
2. Optikai mikroszkopia I. 2. Optikai mikroszkopok alkalmazasa .
3. Optikai mikroszkopia II. 3. Optikai mikroszkopok alkalmazasa Il.
4. Rontgendiffrakcio alapjai 4. MintaelOkészités
5. Rontgendiffrakcios kvalitativ fazisazonositas 5. Rontgendiffrakcios kvalitativ fazisazonosités
6. Rontgendiffrakcios marado fesziiltség mérés 6. Rontgendiffrakcios marado fesziiltség mérés
7. Pasztazo elektronmikroszkopia 1. 7. Pasztazo elektronmikroszkopia I.
8. Pasztazo elektronmikroszkopia II. 8. Pasztazo elektronmikroszkopia Il.
9. Atvilagitasos elektronmikroszkopia |. 9. Atvilagitasos elektronmikroszkopia |.
10. Atvilagitasos elektronmikroszkopia Il. 10. Atvilagitasos elektronmikroszkopia II.
11. Komputertomografia 11. Komputertomografia
12. Zarthelyi dolgozat 12. Poétgyakorlatok
13. Konzultacid 13. Esettanulmanyok
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14. Konzultacioé 14. Esettanulmanyok

Félévkozi szamonkérés modja:
zarhelyi dolgozat

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesitésének modja, értékelése®:

(félévkozi teljesitmény aranya a beszamitasnal, ponthatarok)

gy: kétfokozata (nem megf.,megf.), ), k: 6tfokozati (1-5)

Az alairas feltételei: Az eldirt gyakorlatok teljesitése, valamint a félév kozben 1db zarthelyi megirasa
minimum elégséges szinten (elégséges: 35%-t6l). A félév soran igazlas nélkiil 1 gyakorlat potolhato. A vizsga
jegyek az alabbiak szerint alakulnak a teljesitmény fiiggvényében:

<35%: elégtelen

35%-53%: elégséges

54%-70%: kozepes

71%-83%: jo

84%-100%: jeles

A jelesre megirt zarthelyi dolgozat esetén megajanlott jeles vizsga érdemjegy szerezheto.

Kotelezo irodalom:

(legalabb 2, melybdl legalabb 1 idegen nyelvii az ajanlott irodalmakkal egyiitt 6sszesen legalabb 5
irodalmat meg kell adni)

1. Gacsi Zoltan, Mertinger Valéria: Fémtan, Mszaki Kényvkiado, Budapest, 2000.

2. Hegman Norbert, Pekker Péter, Kristadly Ferenc, Vaczi Tamés: Nanometrologia, Miskolci Egyetem,
2011.

3. Barczy Pal, Fuchs Erik: Metallografia I. (Rontgenes finomszerkezetvizsgalatok), Tankonyvkiado,
Budapest, 1981.

4. A. D. Krawitz, Introduction to Diffraction in Materials Science and Engineering, Wiley & Sons,
Hoboken, 2001.

Ajanlott irodalom:
(legalabb 1 idegen nyelvii)

1. Pozsgai Imre: A pasztazo elektronmikroszkopia és az elektronsugaras mikroanalizis alapjai, ELTE
Eo6tvos Kiado, 1995.
2. Y.E. Matsubara, K. Shinoda, X-Ray Diffraction Crystallography, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg

2011.




